RS ™ 1p OPIS PATENTOWY  9PL 11219348

a3 Bl

(21) Numer zgtoszenia: 392574 (51) Int.CL.

GO1B 7/16 (2006.01)
GO1B 5/30 (2006.01)

(22) Data zgtoszenia: 04.10.2010

Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(54) System pomiaréw ciggtych zmian dtugosci do wyznaczania tensoréw odksztatcen

(43) Zgtoszenie ogtoszono:
10.04.2012 BUP 08/12

(45) O udzieleniu patentu ogtoszono:
30.04.2015 WUP 04/15

(73) Uprawniony z patentu:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Krakéw, PL

(72) Twérca(y) wynalazku:
MIECZYSLAW JOZWIK, Krakéw, PL
WOJCIECH JASKOWSKI, Krakéw, PL

(74) Petnomocnik:
rzecz. pat. Jolanta Wozniak

PL 219348 Bl



2 PL 219 348 B1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest systemu pomiaréw ciggtych zmian dtugosci do wyznaczania tenso-
réw odksztalcen miedzy znakami pomiarowymi zamocowanymi na $cianach lub konstrukcjach budyn-
kéw i innych obiektow lub zastabilizowanych w gruncie.

Pomiary takie sg wykonywane w celu wyznaczania odksztatcen poziomych miedzy znakami po-
miarowymi wywotanych eksploatacjg gorniczg lub innymi czynnikami, takimi jak np. zmiany temperatury.

Z polskiego opisu patentowego nr 170 213 znane jest urzgdzenie do pomiaru odchytek ksztattu
. Urzadzenie to sktada sie kamer telewizyjnych i monitora, a charakteryzuje sie tym, ze ma co najmniej
dwa tory wizyjne .Jeden tor wizyjny stanowi zespdt w postaci wzorca, osadzonego miedzy oswietlaja-
cym uktadem optycznym a potagczong z jednym torem barwnym monitora, monochromatyczng kame-
rg. Drugi tor wizyjny stanowi zespot w postaci obiektu, osadzonego miedzy oswietlajgcym uktadem
optycznym a potgczong z drugim torem barwnym monitora, monochromatyczng kamerg. Pomiar do-
wolnych ksztattow i btedéw potozenia dokonywany jest bezstykowg metodg poréwnawczg , tzn. po-
réwnania badanego obiektu z wzorcem.

Z opisu zgtoszenia patentowego P-270595 znane jest urzgdzenie do geodezyjnych pomiaréw
odksztatcen konstrukcji metoda prostej odniesienia.

Urzadzenie ma pomiarowg listwe zazebiong z obsadg i wyposazong w podziatke i podswietlong
bisekcyjng celowniczg tarcze. Pomiarowa listwa ma centrownik oraz wspornik wyposazony w regulato-
ry za pomoca ktoérych to regulatoréw i ustawionych w jednej ptaszczyznie i pod katem prostym wzgle-
dem siebie rurkowych libel dokonuje sie poziomowania urzgdzenia.

Najczesciej dotychczas w takiego rodzaju pomiarach stosuje sie pomiary geodezyjne z wyko-
rzystaniem przymiarow liniowych, dalmierzy

elektrooptycznych lub metody tensometryczne z zastosowaniem np. tensometréw strunowych.
Pomiary geodezyjne nie zapewniajg ciggtego wykonywania pomiaréw, a pomiary z zastosowaniem
tensometrow strunowych wymagaijg stabilizacji znakéw pomiarowych w specjalnych komorach, co jest
kosztowne i pracochtonne.

Istota wynalazku polega na tym, Zze system pomiaréw zmian dtugosci do wyznaczania tensoréw
odksztatcenh skiada sie z trzech sztywnych drgzkéw napedowych zamocowanych z jednej strony do zna-
kéw pomiarowych zastabilizowanych w gruncie lub $cianie budynku a z drugiej strony do przymiaréw
elektronicznych z gtowicami odczytowymi, ktére z kolei zamocowane sg do centralnej ptyty zastabilizo-
wanej tez w gruncie lub na scianie budynku na kolejnym znaku pomiarowym, przy czym stabilizacje
znakéw pomiarowych wykonuije sie tak aby drgzki napedowe miedzy znakami lezaty w jednej ptaszczyz-
nie pod katem 45°. Sygnaly pomiarowe z glowic odczytowych trzech przymiaréw elektronicznych sg
przesytane w sposéb ciggty przewodami zasilajgco- odczytowymi do urzadzenia rejestrujgcego.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku , ktéry przedsta-
wia w schematycznym ujeciu system do ciggtych pomiaréw zmian dtugosci do wyznaczania tensoréw
odksztatcen.

System pomiarowy wedtug wynalazku skfada sie z trzech sztywnych drgzkéw napedowych 1
zamocowanych z jednej strony do znakéw pomiarowych 2 zastabilizowanych w gruncie a z drugiej
strony do przymiaréw elektronicznych 3 z gtowicami odczytowymi 4 , ktore z kolei zamocowane sg do
centralnej ptyty 5 zastabilizowanej tez w gruncie na znaku pomiarowym 6. Drgzki napedowe 1 miedzy
znakami 2 i 6 lezg w jednej ptaszczyznie pod katem 45°. Sygnaty pomiarowe z gtowic odczytowych 4
trzech przymiaréw elektronicznych 3 sg przesytane przewodami zasilajgco-odczytowymi 7 do urza-
dzenia rejestrujgcego 8. Dziatanie przedmiotowego wynalazku polega na ciggtym rejestrowaniu zmian
potozenia gtowic odczytowych 4 na przymiarach elektronicznych 3, ktére spowodowane sg zmianami
dtugosci miedzy znakami pomiarowymi 2 i 6. Postugiwanie sie systemem pomiarowym wedtug wyna-
lazku polega na jego montazu na czterech znakach pomiarowych zastabilizowanych na monitorowa-
nym obiekcie oraz rejestrowaniu odczytéw gtowic pomiarowych na przymiarach elektronicznych.
Z zarejestrowanych odczytéw oblicza sie zmiany dtugosci trzech odcinkéw pomiarowych a w dalszym
etapie tensor odksztatcenia postaciowego.
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Zastrzezenia patentowe

1. System pomiaréw ciggtych zmian dtugosci do wyznaczania tensoréw odksztalcen zawieraja-
cy znaki pomiarowe i przymiary elektroniczne, znamienny tym, ze sktada sie z trzech sztywnych
drgzkéw napedowych (1) zamocowanych z jednej strony do trzech znakéw pomiarowych (2) zastabili-
zowanych w gruncie lub $cianie budynku a z drugiej strony do przymiaréw elektronicznych (3) z gtowi-
cami odczytowymi (4) ktére zamocowane sg do centralnej plyty (5) zastabilizowanej w gruncie lub na
$cianie budynku na czwartym znaku pomiarowym (6), przy czym stabilizacja trzech znakéw pomiaro-
wych (2) i centralnej ptyty (5) wykonana jest tak, ze dragzki napedowe (1) miedzy znakami lezg w jed-
nej ptaszczyznie pod kgtem 45°.

2. System pomiaréw wedtug zastrz.1, znamienny tym, ze sygnaty pomiarowe z gtowic odczyto-
wych (4) trzech przymiaréw elektronicznych (3) sg przesytane przewodami zasilajgco-odczytowymi (7)
do urzadzenia rejestrujgcego (8) w sposéb ciggly.



PL 219 348 B1

Rysunek

Departament Wydawnictw UPRP
Cena 2,46 zt (w tym 23% VAT)




	Bibliografia
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

